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Oltre ai sensori standard che adottano i vari principi di misura, Micro-Epsilon ha sviluppato

numerosi sensori specifici per varie applicazioni, e non solo per la misura dello

spostamento.

Questi sensori sono specificamente ideati ed ottimizzati per applicazioni speciali a richiesta

del cliente. In queste applicazioni si concentra tutta l'esperienza pluri-trentennale della

Micro-Epsilon nel risolvere e sviluppare particolari richieste. In questi casi i nostri tecnici si

concentreranno su un prodotto di alte prestazioni ed affidabilità con un rapporto qualità-

prezzo favorevole per soluzioni OEM.

Sensori innovativi specifici
per ogni applicazione



SGS Sistema di misura della deriva

termica assiale di elettromandrini

Sistema sviluppato per misurare

l'allungamento dell'elettromandrino dovuto

alla temperatura

Campo di misura 400 µm

Risoluzione 0.5 µm

Ampio campo di temperatura di esercizio

NLS Sistema di misura per iniettori

Sensori in miniatura per la misura del

movimento dello spillo degli iniettori

Sistema di misura innovativo

Altissimo campo di temperatura di esercizio

Resistente alla pressione

idiamCONTROL

Sistema non a contatto per l'ispezione delle

cavità di estrusori

Utilizzabile per tutti i metalli senza ulteriori

calibrazioni

Controllo non distruttivo

DZ 135

Sensore di velocità per turbocompressori –

per veicoli e banchi prova

Campi di velocità da 500 a 400,000 rpm

Ampio campo di temperatura di

funzionamento

Sensore OEM ILU-50

Sensore integrato nell'ammortizzatore di

lavatrici per la misura di carico e

sbilanciamento del cestello

Campi di misura 50 mm

Per applicazioni OEM

CSP 301

Elettronica compatta ad alte performance per

l’elaborazione di due segnali analogici con

display, output analogico e digitale e funzioni

matematiche e statistiche.

vacCONTROL

Controllo del vuoto nelle lattine, barattoli e

bottiglie

Principio di misura non-a-contatto

Di facile integrazione in linea

Sensori in plastica con elettronica

ASIC integrata

Per applicazioni industriali di larga scala

Risposta molto veloce

Sorgente luminosa a LED
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combiSENSOR

Misura dello spessore non-a-contatto

con un solo sensore

Questo sensore combiSENSOR utilizza due

differenti principi di misura come per

esempio laser e correnti parassite



Sensori Tecnologia

Sistema di visione per controlli dimensionali e ispezioni di superfici

Le soluzioni di visione della Micro-Epsilon sono sistemi completamente integrati per una

automazione completa e sviluppati per misure dimensionali e di superficie. La tecnologia

utilizzata è sviluppata da Micro-Epsilon in modo da garantire alte performance ed

integrazione con gli altri sistemi.

Sistema di visione

La vision4A è stata sviluppata per misurazione dimensionali e per il controllo di superfici.

Inoltre, la vision4A può esser utilizzata per misurazioni tridimensionali e di posizione nello

spazio utilizzando solo una camera. La vision4A è un sistema modulare avendo ampissime

possibilità di applicazioni e controllo.

L’innovativo reflectCONTROL controlla la struttura della superficie con una camera in modo

da controllare difetti anche microscopici. Uno schermo LCD proietta sul target delle figure

geometriche che si riflettono e vengono monitorate dalla camera. Deviazioni se pur minime

del fascio riflesso vengono interpretate dal software come difetti sulla superficie del target. Il

principio di misura permette il controllo di ampie superfici come parti di veicoli verniciati. Con

superfici molto lucide e a specchio la Micro-Epsilon riesce a raggiungere accuratezze molto

elevate.

ICONNECT

Il software ICONNECT è stato sviluppato

dalla Micro-Epsilon come un software

modulare per applicazione industriali nelle

seguenti applicazioni:

- Acquisizione di dati

- Misura e Controllo

- Automazione

- Controllo di Qualità

-

- Ricerca e Sviluppo

ICONNECT è utilizzato come software

anche per la gestione di applicazioni di

visione, di registrazione, controllo e

gestione dei dati acquisiti. La presenza di

numerose interfacce offrono la possibilità

di completa integrazione con i sistemi già

esistenti.

Visualizzazione di processi

Sistemi di visione
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Ottiche



vision4A

Sistema di visione per controllo

automatico dimensionale e ispezione di

superfici

Sistema con struttura modulare

Misurazioni estremamente precise

Compensazione di interferenze ottiche

Ampie possibilità di interfacce

Produzione industriale, controllo qualità e della

lavorazione: la vision4A è utilizzata per misurazioni

precise e controlli dimensionali ed ispezioni di superfici.
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reflectCONTROL

Sistema di visione per identificazione,

localizzazione e classificazione di difetti su

superfici riflettenti

Misurazioni estremamente precise su target

riflettenti

Classificazioni dei difetti

Misurazioni veloci per applicazioni in linea

La tecnologia del reflectCONTROL permette controlli

estremamente veloci di superfici riflettenti.

Il reflectCONTROL è utilizzato per l’ispezione automatica di

superfici.

Superficie del target

Schermo LCDCamera con tecnologia CCD



sensori integrazione meccanica

Sistema di misura per integrazione in-linea

I sistemi progettati dalla Micro-Epsilon sono completi sistemi di misura che vanno ben oltre i

soli sensori. La meccanica, i sensori ed il software sono sviluppati e gestiti da un solo

sistema centrale che è utilizzato per il controllo di processo e il controllo di qualità in-linea. Il

sensore ed il software sono sviluppati direttamente dal gruppo Micro-Epsilon in modo da

ottimizzare l’intero processo e garantire perfetta compatibilità tra i componenti hardware e

software.

Questi sistemi automatici chiavi in mano sono integrati nelle linee già esistenti in modo da

automatizzare completamente i processi come per esempio quello del controllo spessore,

ispezione superficiale di parti meccaniche e la loro classificazione.

Sistemi di misura
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Sistema di controllo in linea di difettosità

di pneumatici

Principio di misura non a contatto:

Laser-scanner a linea

Soppressione delle scritte

Completa scansione del pneumatico

Numerose possibilità di interfaccia

Per ogni applicazione c’è un approccio diverso specificamente adattato alle esigenze del

cliente. Vengono utilizzati laser a triangolazione, sensori a correnti parassite, sistemi di

visione e capacitivi, combinati in modo da rispondere ad ogni particolare esigenza.

I sistemi di misura possono essere interfacciati con i sistemi già in uso grazie alle loro

numerosissime possibilità oppure essere integrati per rinnovare impianti esistenti.

filmCONTROL

Misurazione dello spessore e del profilo di

blow film o di film piano

Misurazione dinamica in linea

Alta accuratezza e risoluzione spaziale

Notevole stabilità in temperatura grazie ad

una calibrazione in linea

Nessun utilizzo di isotopi o raggi X

thicknessCONTROL

Controllo di spessore indipendente dal

materiale.

Misurazione dinamica con alta accuratezza e

risoluzione spaziale

Sistema meccanico robusto per gravosi

condizioni industriali

Nessun utilizzo di isotopi o raggi X

dimensionCONTROL

Sistema di controllo ed ispezione

superficiale

Misurazione dinamica con alta accuratezza e

risoluzione

Sistema di misura indipendente dal materiale

Suddivisione in classi di qualità
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Distributore esclusivo :
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